












































专利名称(译) 测量装置和检测装置

公开(公告)号 US20180020961A1 公开(公告)日 2018-01-25

申请号 US15/639388 申请日 2017-06-30

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 MANO TETSUO

发明人 MANO, TETSUO

IPC分类号 A61B5/1455 A61B5/01 A61B5/00

CPC分类号 A61B5/14552 A61B5/6844 A61B2560/0242 A61B5/681 A61B5/01

优先权 2016141677 2016-07-19 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

测量装置包括：第一发光单元，其将具有第一波长的光发射到测量部位
上;第二发光单元，其将具有不同于第一波长的第二波长的光发射到测量
部位上;光接收单元，其接收光其通过测量部位的内部并产生检测信号，
以及分析处理单元，其根据检测信号计算氧饱和度。第一发光单元和第
二发光单元中的每一个的发光位置与光接收单元的光接收位置之间的距
离是可变的。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/cd4e6a57-ced2-466f-978f-e8b0996eb83e
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/060990221/publication/US2018020961A1?q=US2018020961A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220180020961%22.PGNR.&OS=DN/20180020961&RS=DN/20180020961

